Navod na AFM mikroskop

» Zapnéte pocitac, vibracni izolaci systému a skenovaci jednotku (SCANControlC).

» Spustte software z pracovni plochy.

* Pokud je AFM mikroskop spfazen s doplrikovymi systémy, napf. optickym mikroskopem:
- Vypnéte co neni potieba (napf. zdroj svétla pro opticky mikroskop;

Ten muze byt vypnut automaticky pomoci voliteiného "DRIVEControl").

- Otocnou Nano snimaci hlavu s manualnimi systémy.

- S motorizovanym systémy pohybovat vzorkem za Nanos skenovani

hlavy, napf. s Rados nebo Titanos systémy pouzijte tlacCitko "AFM" v okné& mikroskopu (viz.
doplnujici faze v manualu)

* Oteviete okno "SienaL Apsust" a nastavte "Gain" (nastavi optimalni

pozici). Kontrolou s pomoci tohoto okna zjistujeme, ze konzolové detekce

funguji a jsou spravné nastaveny. Zaviete okno "SienaL Apbsust" @ zmacknéte "OK".

* Nechte systém zahfat po dobu minimalné 30 minut.

* Aktivujte izolaci vibraCniho systému a zavfete dvifka kryciho boxu (pokud jej pouzivate).
* Po zahfati zkontrolujte, zda je "Gain" v okné "SianaL Apsust"" je stale

v optimalni poloze. Zaviete okno "SienaL Apsust" @ zmacknutim "OK".

* V dialogovém okné "Mobe/CHanneL" Si vyberte:

- "Contact" nebo "Non Contact” (kontaktni i bezkontaktni skenovani povrchu).

- On/off "Linear" (pro skenovani v rozmezi <1 uym, vypnéte linearizace; tato

volba je dostupna pouze na tubusu skenovaciho systému).

- Turn HV - "High Voltage" on/off, dle Vasich pozadavku.

* Vyberte pozadované méfici kanaly.

» Nastavte pozadované rozliSeni skenovaného obrazu napf. 256 x 256 pixelu.

» Pfednastavte poZadovanou rychlost skenovani ni "Scan Speep".

 Pfednastavte pfiblizny proporcionalni a integral (Pl-hodnot) "Z-Feepbsack"

zpétné vazby.

* Oteviete okno "Tie ApproAcH".

* Pfi spusténi "Contact" (kontaktniho) rezimu:

- Pfesunte posuvnik sily tak, aby byla detekce signalu pfes 50 %.

marker a zkontrolujte, zda se z-fady obrati smérem doll. To zajiStuje pracovni

zpétnou vazbu.

- Pfedvolbou "Loab Force" (Unosnost) poCkejte dalSich 30 minut az se hodnota sily ustali
(zatézovaci sila je minimalizovana).

* Pfi spusténi "NonContact" (bezkontaktniho) rezimu:

- Nastavte posuvnik "OreraTting Point Absust" Na spravné pracovni misto.

- Nastavte "Frequency SeLect" na volnou resonanci.

- Amplituda se kalibruje bud’ prostfednictvim "CavisraTion" (v menu) nebo pomoci "Coarse
CauisraTioN" (hrubou kalibraci).

- Pomoci "Free AmpLiTube”" nastavte budici hodnotu.

- Nastavte "SerPoint" hodnoty jako procentni podil z "Free AmpLiTube".

- Presouvejte "OreraTing Point Absust", dokud se ukazatel amplitudy protina. Pomoci

"Set Point" marker se ujistéte, ze se z-rozsah obrati smérem dolu. Tim je ovéfeno, ze
zpétna vazba funguje. Upravte pracovni bod ,OreraTing Point AbsusT" @ zapnéte "Automatic".
 Zkontrolujte, zda je snimaci hlava na svém misté (spravné nastavena nad

vzorkem).

» Zapnéte automaticky rezim a pockejte, az "Z-Rance" ukazatel dosahne pfiblizné 50%.
Klepnutim na tlagitko "OK" na vystupu "Tir ApproacH" zaviete okno.

» Zacnéte méfeni s jednim nebo kontinualnim skenovanim.

 Zkontrolujte, zda je tfeba optimalizovat nastavené hodnoty ve snimacim panelu
ScanPanel (P, |, skenovani, atd.) v pribé&hu skenovani s cilem zlepSit kvalitu skenovani.
* Otestujte si spravné nastaveni, dokud nebude zkresleni obrazu minimalizovano.

* UloZte si naskenovany povrch (pfipadné naméfené parametry) a zatahnéte ,tip“.

* V pfipadé, Ze nebudete zkoumat dalSi oblast vzorku zaviete program a vypnéte pocitac.





